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Schiumberger test
Schlumberger array

Number of datum points is 17
Resistivity

Resistivity data

Error in measurements not availabie. SEV A DATI
No. a Spac. b Spac. App. Res.

3.00 85.00

4.00 B85.00

3.00 85.00

6.00 85.00

8.00 85.00

10.00 85.00

12.00 81.00

16.00 80.00

20.00 80.00

25.00 78.00

30.00 75.00

40.00 70.00

30.00 65.00

60.00 £0.00

15 80.00 50.00

16 100.00 40.00

17 120.00 36.00

User Starting Model Available (YesiNo)
yes

User Starting model available.

Some parameters fixed.

Number of model layers is 2.
Resistivity Thickness

84.000 34.000
27.‘% p

Convergence limit is 0.00%

ik m— —
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: Reading of data file CARES1Dischium4.DAT completed.




Schiumberger test
Schlumberger array

Number of datum points is 14
Resistivity

Resistivity data

Error in measurements not available.
No. aSpac. b Spac. App. Res.

SEVE

1 3.00 550
2 400 500
3 500 4.80
4 6.00 4.60
3 B8.00 4.40
b 10.00 4.20
7 1200 4.20
8 16.00 4.20
9 2000 4.20

10 25.00 4.20

11 30.00 4.20

12 4000 4.20

13 50.00 4.30

14 60.00 4.40

User Starting Model Available (YesiNo)
yes .

User Starting model available.
Some parameters fixed.
Number of model layers is 3.
Resistivity Thickness

6.800 1.500
4,200 48.500
71.200

Convergence limit is 0.00%

Reading of data file CARES1D\schlum4.DAT completed.




File length 7145
Schlumberger test SEV C
Schlumberger array
Number of datum points is 17
Resistivity data
Error in measurements not available.
No. Spac. App. Res.
3.00 52.80
400 40.90
5.00 37.70
6.00 33.40
8.00 30.00
10.00 27.00
12.00 27.10
16.00 20.10
20.00 18.80
25.00 16.70
30.00 16.90
40.00 13.70
50.00 13.70
60.00 13.80
15 '80.00 14.30
16 -100.00 13.70
17 120.00 14.10
User Starting model available.
Some parameters fixed.
Number of model layers is 3.
Resistivity Thickness
120.000 1.000
32.000 4.000
14.000

. T Y —Y
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Inversion results present.

- Number of model layers is 3.

Initial model apparent resistivity error 10.49%.
lteration 1 apparent resistivity error 6.53%.




File length 7682 SEVD
Schlumberger test

Schlumberger array

Number of datum points is 14
Resistivity data

Error in measurements not available.
No. Spac. App. Res.

1 500 16.50
2 1000 11.60
3 15.00 11.60
4 2000 9.50
3 2500 9.15
b 30.00 8.80
/ 3500 8.80
8 4000 8.70
9 5000 8.50
10 55.00 8.80
11 60.00 8.80
12 65.00 9.00

13 75.00 9.30
14 90.00 9.30
User Starting model available.
No parameters fixed.
Number of model layers is 3.
Resistivity Thickness
¥ 40.000 3.000
a)f}& 20.000 5.000
9.000

Inversion results present.

Number of model layers is 3.

Initial model apparent resistivity error 30.98%.
lteration 1 apparent resistivity error 15.98%.
Iteration 2 apparent resistivity error 6.25%.
Iteration 3 apparent resistivity error 5.25%.
Iteration 4 apparent resistivity error 4.61%.




Schlumberger test
Schiumberger array SEVE
Number of datum points is 17

Resistivity

Resistivity data

Error in measurements not availabie,
No. a Spac. b Spac. App. Res.

1 3.00 14.00
2 400 13.00

3 500 1280

4 6.00 12.00

3 800 11.80

6 10.00 1150

7 1200 1290

g8 16.00 1200

3 20.00 12900

10 25.00 12380

17 30.00 13.00

12 40.00 13.80

13 50.00 14.80

14 60.00 15.00

15 80.00 16.00

16 100.00 1500

17 120.00 13.00

User Starting Model Available (YesiNo)
YesS: |

User Starting model available.
Some parameters fixed,
Number of model layersis 3.
Resistivity Thickness

21.430  1.000
11.660 12.000
16.250

Convergence limit is 0.002%

Reading of data file CARES1Dischium4.DAT completed,




Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)
Schlumberger

Number of data points

15

Data Type (Resistivity,IP,SIP)
Resistivity

Error in measurements included (Yes,No)
No

Data section

3 0.5 30.0
4 0.9 23,40
5.0 0.5 20.0
6.0 0.5 17.0
8.0 0.5 17.0
10.0 0.5 14.0
12,0 2.0 13.0
16.0 2.0 12.0
20.0 2.0 11.0
25.0 2.0 10.5
30.0 2.0 10.0
40.0 6.0 10.0
50.0 6.0 10.0
60.0 6.0 10.0
80.0 6.0 10.0

User Starting Model Available (Yes/No)
ves

Fix Parameters (Yes/No)

yes

Number of model layers

2

Model Parameters

27.0,3.0

10.0

0

0
0
0
0

SEV




Schlumberger test SEV G
Schlumberger array

Number of datum points is 21

Resistivity

Resistivity data

Error in measurements not available.

No. a Spac. b Spac. App. Res.

1 120 33.00
2 160 38.00
3 200 3200
4 250 28.00
3 3.00 2500
b 4.00 21.50
7 5.00 19.00
8 6.00 18.00
9 8.00 16.00
10 -10.00 15.00
11 12.00 14.80
12 16.00 13.80
13 20.00 13.00
14 25.00 13.00
15 30.00 12.80
16 40.00 12.20
17 50.00 12.00
18 60.00 12.00
19 80.00 12.20
20 100.00 14.00

21 120.00 17.00

User Starting Model Available (Yes/No)
yes

User Starting model available.

Some parameters fixed.

Number of model layers is 4.

L LT e & S, o F R




Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)

Schlumberger

Number of data points SEV H
16

Data Type (Resistivity, IP, SIP)

Resistivity

Error in measurements included (Yes,No)

No

Data section

4.0 0.5 42.0

5.0 0.5 48.0

6.0 0.5 50.0

8.0 0.5 55.0
10.0 0.5 54.0
12 20 82,0
16.0 2.0 46.0
20.0 2.0 42.0
25.0 2.0 40.0
30.0 2.0 38.0
40.0 6.0 36.0
50.0 6.0 36.0
60.0 6.0 36.0
80.0 6.0 39.0
100.0 6.0 42.0
120.0 20.0 46.0

User Starting Model Available (Yes/No)
YES

Fix Parameters (Yes/No)

yes

Number of model layers

4

Model Parameters

24.28,1.5
124.96,2.9
31.1,45.6
T7:5
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Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)

Schlumberger array

Number of data points

17

Data Type (Resistivity,IP,IP)
Resistivity

Error in measurements inluded (Yes, No)

No

Data Section
2.500 0.100
3.000 0.500
4.000 0.500
5.000 0.500
6.000 0.500
8.000 0.500
10.000 0.500
12.000 2.000
16.000 2.000
20.000 2.000
.25.000 2.000
30.000 2.000
40.000 6.000
50.000 6.000
160.000 6.000
'80.000 6.000
100.000 6.000

4.600
4.400
4.000
3.600
3.400
3.100
3.100
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.400
4.800
5.000
3.500
5.700

User Starting Model Available (Yes/No)

Yes

Fix: Parameters {Yes/No)
No ;

Number of model layers
g

Model Parameters

5.000 1.300
3.700 10.000
8.000

Inversion results

Initial Model

Number of model layers

3

Layer Resistivity Thickness

1. 5.000 1.300
2 - 3.700 10.000
3 8.000
Data Spacing App. Res.
1 2.500 0.100
2 3.000 0.500
3 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 16.000 2.000
10 20.000 2.000
11 25.000 2.000
12 30.000 2.000
13 40.000 6.000
14 50.000 6.000
15 60.000 6.000
16 80.000 6.000
1.7 100.000 6.000

4.524
4,353
4.173
4,053
3.990
3.950
3.990
4.079
4.333
4.633
5.008
5.350
5.908
6.320
6.626
7.040
7.296




Initial model resistivity % RMS error
22,62

Type of data constrain

0

Type of model constrain

0

Iteration 1

Layer Resistivity Thickness

1 5.488 1.463

2 2,933 10.966

3 6.430
Data Spacing App. Res.

1 2.500 0.100 4.633
2 3.000 0.500 4,357
3 4.000 0.500 3.911
4 5.000 0.500 3.612
5 6.000 0.500 3.428
6 8.000 0.500 3.257
7 10.000 0.500 3.222
8 12.000 2.000 3.252
9 16.000 2.000 3.405
10 20.000 2.000 3.616
11 25.000 2.000 3.897
12 ; 30.000 2.000 4.163
13 : 40.000 6.000 4.613
14 50.000 6.000 4.953
15 : 60.000 6.000 5.212
16 f 80.000 6.000 5.566
17 i 100.000 6.000 5.790
Resistivity % RMS error
24710

Iteration 2
Layer Resistivity Thickness

i ' 5.450 1.505

2 2.846 10.952

3 6.279
Data Spacing App. Res.

1 2.500 0.100 4.614
2 3.000 0.500 4.351
3 4.000 0.500 3.881
4 5.000 0.500 3.567
5 6.000 0.500 3.368

6 8.000 0.500 3.184
7 10.000 0.500 3.140

8 12.000 2.000 3.165
9 16.000 2.000 3,312
10 20.000 2.000 3517
11 25.000 2.000 3.791
12 30.000 2.000 4,051
13 40.000 6.000 4.492
14 50.000 6.000 4.825
15 60.000 6.000 5.079
16 80.000 6.000 5.427
17 100.000 6.000 5.647
Resistivity % RMS error

1.642

Iteration 3
Layer Resistivity Thickness

i 5.402 1.537
2 2.832 10.860
3 6.259

Data Spacing App. Res.
i 2.500 0.100 4.609

-




2 3.000 0.500
2 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 16.000 2.000
10 20.000 2.000
11 25.000 2.000
12 30.000 2.000
13 40.000 6.000
14 50.000 6.000
15 60.000 6.000
16 80.000 6.000
17 100.000 6.000
Resistivity % RMS error
1.622
Iteration 4
Layer Resistivity Thickness
1 5.384 1559
2 2.827 10.783
3 6.:253
Data Spacing App. Res.
1 2.500 0.100
2 3.000 0.500
3 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 | 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 16.000 2.000
10 20.000 2.000
11 25.000 2.000
12 30.000 2.000
13 40.000 6.000
14 50.000 6.000
15 60.000 6.000
16 80.000 6.000
17 100.000 6.000
Resistivity % RMS error
1.582
Iteration 5
Layer Resistivity Thickness
1 5.380 1.571
2 2.825 10.732
3 6.250
Data Spacing App. Res.
1 2.500 0.100
2 3.000 0.500
3 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 16.000 2.000
10 20.000 2.000
11 25.000 2.000
12 30.000 2.000
1 40.000 6.000
14 50.000 6.000

4.362
3.891
3.574
3.371
3. 181
3. 135
3.158
3.304
3.509
3.784
4.044
4.483
4.816
5.068
5.414
5.633

4.615
4.378
3.905
3.585
3.378
3.184
3.136
3.158
3.305
3.511
3.786
4.047
4.486
4.818
5.069
5.414
5.631

4.622
4.390
3.815
3.593
3.384
3.188
3.138
3.160
3.307
3.514
3.790
4.051
4.490
4.821

wH




15 60.000 6.000
. 16 80.000 6.000
17 100.000 6.000
Resistivity % RMS error
1.558

Iteration 6
Layer Resistivity Thickness

1 5.380 Y..577
2 2.825 10.704
3 6.249
Data Spacing App. Res.
1 2.500 0.100
2 3.000 0.500
3 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 . 16.000 2.000
10 - 20.000 2.000
1. 25.000 2.000
12 30.000 2.000
13 40.000 6.000
14 - 50,000 6.000
15 60.000 6.000
16 . 80.000 6.000
17 ©100.000 6.000
Resistivity % RMS error
1.550

Iteration 7
Layer Resistivity Thickness

1 5.380 1.580
2 2.824 10.688
3 6.248
Data Spacing App. Res.
T 2.500 0.100
2 3.000 0.500
3 4.000 0.500
4 5.000 0.500
5 6.000 0.500
6 8.000 0.500
7 10.000 0.500
8 12.000 2.000
9 16.000 2.000
10 20.000 2.000
11 25.000 2.000
12 3 30.000 2.000
13 40.000 6.000
14 50.000 6.000
15 60.000 6.000
le 80.000 6.000
17 100.000 6.000
Resistivity % RMS error
1.548

Iteration 8
Layer Resistivity Thickness

1 5.380 1.582
2 2.824 10.679
3 6.248

Data Spacing App. Res.
1 2.500 0.100

2 3.000 0.500

55071
5.415
5.632

4.627
4.398
3.922
3:399
3.388
3.190
3.140
3.162
3.309
3.516
3. 792
4.053
4,492
4.823
5.074
5.417
5.633

4.630
4.402
3.925
3.601
3.390
3.192
3.141
3.163
3.310
3.517
3.794
4.055
4.454
4.825
5,075
5.418
5.633

4.631
4.404
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Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)
Schlumberger array

Number of data points

16

Data Type (Resistivity, IP,IP)
Resistivity

Error in measurements inluded (Yes,No)
No

Data Section

4,000 0.500 36.000

5.000 0.500 40.000

6.000 0.500 44.000

8.000 0.500 54.000
10.000 0.500 53.000
12.000 2.000 48.000
16.000 2.000 40.000
20.000 2.000 34.000
25.000 2.000 25.000
30.000 2.000 21.000
40.000 6.000 15.500
50.000 6.000 12.000
60.000 6.000 10.000
80.000 6.000 7.000
100.000 6.000 5.000
120.000 20.000 4.000

User Starting Mocdel Available (Yes/No)
Yes
Fix Parameters (Yes/No)

No

Number of model layers

4

Model. Parameters
21.215 1.441
93.598 4.689
13.7198 22.906
32895

Inversion results
Initial Model
Number of model layers

4
Layer Resistivity Thickness

1 21.215 1.441

2 93.598 4.689

3 13.778 22.906

4 3.295
Data Spacing App. Res.

1 4,000 0.500 38.355
2 5.000 0.500 45.252
3 6.000 0.500 46,240
4 8.000 0.500 49917
5 10.000 0.500 49.342
6 12.000 2.000 48.003
7 16.000 2.000 42.166
8 20.000 2.000 35.272
9 25.000 2.000 27.836
10 30.000 2.000 22.209
11 40.000 6.000 15.103
12 50.000 6.000 11..202
13 60.000 6.000 8.792
14 80.000 6.000 6.085

15 100.000 6.000 4.812
16 120.000 20.000 4.161

SEV M




Initial model resistivity % RMS error
7.79

Type of data constrain SEV M
0

Type of model constrain

0

Iteration 1
Layer Resistivity Thickness

1 21.224 1.510

2 108.635 4.179

3 13.462 26.350

4 2.794
Data Spacing App. Res.

1 4.000 0.500 38.547
2 5.000 0.500 45,833
3 6.000 0.500 47.007
4 8.000 0.500 50.880
5 10.000 0.500 50.671
6 12.000 2.000 49,408
7 16.000 2.000 43.481
8 20.000 2.000 36.363
9 25.000 2.000 28.660
10 30.000 2.000 22.845
11 40.000 6.000 15.583
12 50.000 6.000 11.659
13 60.000 6.000 9.192
14 80.000 6.000 6.272
15 100.000 6.000 4,757
16 120.000 20.000 3.924
Resistivity % RMS error
7.668

Iteration 2
Layer Resistivity Thickness

1 21.283 1.520

2 110.639 4.116

3 13.449 26.601

4 2:.757
Data Spacing App. Res.

1 - 4.000 0.500 38.605
2 5.000 0.500 45,935
3 6.000 0.500 47.124
4 8.000 0.500 51.032
5 10.000 0.500 50.833
6 12.000 2.000 49.572
7 16.000 2.000 43.625
8 20.000 2.000 36.477
9 25.000 2.000 28.741
10 30.000 2.000 22.903
11, 40.000 6.000 15.621
12 50.000 6.000 11.692
13 60.000 6.000 9,221
14 80.000 6.000 6.287
15 100.000 6.000 4.754
16 120.000 20.000 3.908
Resistivity % RMS error
7.749

Iteration 3
Layer Resistivity Thickness

1 21.561 1.584
2 120.226 3.719
3 13.471 28.650
4 2.519

Data Spacing App. Res.




1 4,000 0.500
2 5.000 0.500
3 6.000 0.500
4 8.000 0.500
5 10.000 0.500
6 12.000 2.000
7 16.000 2.000
8 20.000 2.000
g 25.000 2.000
10 30.000 2.000
11 40.000 6.000
12 50.000 6.000
13 60.000 6.000
14 80.000 6.000
15 100.000 6.000
16 120.000 20.000
Resistivity % RMS error
7.061

Iteration 4
Layer Resistivity Thickness

1 21.641 1.593
2 121.874 3.675
3 13.450 28.815
4 2.498
Data Spacing App. Res.
1 4.000 0.500
2 5.000 0.500
3 6,000 0.500
4 8.000 0.500
5 i 10.000 0.500
6 12.000 2.000
7 16.000 2.000
8 20.000 2.000
9 ' 25,000 2.000
10 30.000 2.000
11 40.000 6.000
12 ©50.000 6.000
13 : 60.000 6.000
14 80.000 6.000
15 100.000 6.000
16 120.000 20.000

Resistivity % RMS error
7.112

38.
45.
47,
50.
50
49,
43.
36
28.
22.
15.
.938
.508
.504
.B829
.868

W= oW

38.
45,
47.
31,
50.
49.
43,
36.
28.
22.
15,
11.

9

6.

4.

3.

455
866
044
967
720
413
398
244
569
834
744

505
939
124
062
816
505
470
293
597
848
751
947
515
514
831
862

SEV M




Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)

Schlumberger array
Number of data points
16
Data Type (Resistivity,IP,IP)
Resistivity
Error in measurements inluded (Yes,No)
No
Data Section
3.000 0.500 130.000
4.000 0.500 110.000
5.000 0.500 95.000
6.000 0.500 78.000
8.000 0.500 58.000
10.000 0.500 46.000
12.000 2.000 40.000
16.000 2.000 34.000
20.000 2.000 30.000
25.000 2.000 26.000
30.000 2.000 24.000
40.000 6.000 23.000
50.000 6.000 22000
60.000 6.000 22.000
80.000 6.000 22.000
100.000 6.000 22.000
User Starting Model Available (Yes/No)
Yes
Fix Parameters (Yes/No)
No
Number of model layers
3
Model Parameters
200.000 1.700
40.000 5.000
20.000
Inversion results
Initial Model
Number of model layers
3
Layer Resistivity Thickness
1 200.000 1.700
2 40.000 5.000
3 20.000
. Data Spacing App. Res.
i 3.000 0.500 131.972
2 4.000 0.500 103.957
3 5.000 0.500 78.310
4 6.000 0.500 62.085
5 8.000 0.500 45.312
6 10.000 0.500 37.791
7 12.000 2.000 33:297
8 16.000 2.000 28.011
9 20.000 2.000 25.077
10 25.000 2.000 23.084
11 30.000 2.000 22. 011
12 40.000 6.000 21.034
13 50.000 6.000 20.631
14 60.000 6.000 20.426
15 80.000 6.000 20.234
16 100.000 6.000 20.149

Initial model resistivity % RMS error

14.78

SEV N




Schlumberger test
Array Type (Wenner or Schlumbeger)
Schlumberger array

Number of data points

16

Data Type (Resistivity,IP,IP)
Resistivity
Error in measurements inluded (Yes, No)

No

Data Section

3.
4,

5

6.

8

T4
125
16.
20,
25,
30.
40.
50.
60.
80.

100

000
000
.000
000
. 000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
.000

.500
.500
-500
.500
.500
-500
.000
.000
.000
. 000
.000
. 000
-000
.000
.000
.000

O\O\O\G\G\NNNNNOOOOOO

130.000
110.000
85.000
78.000
58.000
46.000
40.000
34.000
30.000
26.000
24.000
23.000
22.000
22.000
22.000
22.000

User Starting Model Available {Yes/No)

Yes

Fix Parameters (Yes/No)

No

Number of model layers

3 :

Model Parameters

200
.40
20

.000
.000
.000

1.700
5.000

Inversion results
Initial Model
Number of model layers

3
Layer
1
2
3

_ Data

j

W -0 Wb Wk

10
11
12
13
14
5
16

Resistivity Thickness

200.000
40.000
20.000

Spacing

3.000
4,000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000

1.
5.

700
000

App. Res.

O\O\G\O\O’\NN[\JI\)[\)OODOOO

.500
-500
.500
.500
.500
.500
.000
.000
.000
. 000
-000
.000
. 000
.000
.000
-000

131.
103.

8.

62.

45.
.791
297
28.
254
23.
22.
2L
20.
20.
.234
20.

37
33

20

272
957
310
085
312

011
077
084
011
034
631
426

149

Initial model resistivity % RMS error

14.78

SEV N




Type of data constrain

0
Type of model constrain
0
Iteration 1
Layer Resistivity Thickness
1 166.249 1.851
2 45.207 5327
3 21515
Data Spacing App. Res.
1 3.000 0.500 123.235
2 4.000 0.500 103.974
3 5.000 0.500 83.129
4 ©6.000 0.500 68.828
5 8.000 0.500 52395
6 10.000 0.500 44.179
7 12.000 2.000 38.892
8 16.000 2.000 32.309
9 20.000 2.000 28.492
10 25.000 2.000 25.791
it 30.000 2.000 24.292
12 40.000 6.000 22.922
13 50.000 6.000 22.363
14 60.000 6.000 22.083
15 80.000 6.000 21.824
16 100.000 6.000 21,711
Resistivity % RMS error
6.034
Iteration 2
Layer Resistivity Thickness
i 159.258 1.985
2 45.312 5.345
3 21.491
Data Spacing App. Res.
1 3.000 0.500 123.730
2 4,000 0.500 107.531
3 5.000 0.500 86.868
4 €.000 0.500 72.217
5 8.000 0.500 54.674
6 10.000 0.500 45.734
7 12.000 2.000 39.971
8 16.000 2,000 32.894
9 20.000 2.000 28.859
10 25.000 2.000 26.004
11 30.000 2.000 24.416
12 40.000 6.000 22.967
13 50.000 6.000 22378
14 60.000 6.000 22.085
1.5 80.000 6.000 21.814
16 100.000 6.000 21.695
Resistivity % RMS error
3.864
Iteration 3
Layer Resistivity Thickness
R 165.148 2.007
2 46.928 5.298
3 21.494
Data Spacing App. Res.
1 3.000 0.500 128.995
2 4,000 0.500 112.563
3 5.000 0.500 90.892
4 6.000 0.500 75.447
5 8.000 0.500 56.808

SEV N




6 10.000 0.500 47,242
7 12.000 2.000 41.048
.8 16.000 2.000 23455
9 20.000 2.000 29.158
10 25.000 2.000 26.146
11 30.000 2.000 24.487
12 40.000 6.000 22 ..891
13 50.000 6.000 22.391
14 60.000 6.000 22.093
15 80.000 6.000 21.819
16 100.000 6.000 21.699
Resistivity % RMS error
2.173

Iteration 4
Layer Resistivity Thickness

1 164.915 2.011

2 46.827 5.299

3 21.493
Data Spacing App. Res.

1 3.000 0.500 128.910
2 4.000 0.500 112.546
3 5.000 0.500 90.879
4 6.000 0.500 75.430
5 8.000 0.500 56.777
6 10.000 0.500 47.207
7 12.000 2.000 41.016
8 16.000 2.000 33.433
9 20.000 2.000 29.145
10 25.000 2.000 26.139
11 . 30.000 2.000 24.483
12 © 40.000 6.000 22.989
13 50.000 6.000 22.389
14 60.000 6.000 22.092
L5 © 80.000 6.000 21.818
16 ' 100.000 6.000 21.698
Resistivity % RMS error
2.175

Iteration 5
Layer ' Resistivity Thickness

e 164.709 2.014

2 46.735 5.300

3 21.4%2
Data Spacing App. Res.

1 3.000 0.500 128.843
2 . 4.000 0.500 112.542
3 5.000 0.500 90,877
4 6.000 0.500 75.422
5 8.000 0.500 56.753
6 10.000 0.500 47.178
7 12.000 2.000 40.987
8 16.000 2.000 33.413
9 20.000 2.000 29.134
10 25.000 2.000 26.133
11 30.000 2.000 24,480
12 40.000 6.000 22.987
13 50.000 6.000 22.388
14 60.000 6.000 22.091
15 80.000 6.000 21.817
16 100.000 6.000 21.8697

Resistivity % RMS error

2.175

SEV N




Schlumberger test

Array Type (Wenner or Schlumbeger)
-Schlumberger array

Number of data points

15

Data Type (Resistivity,IP,Ip)
Resistivity

Error in measurements inluded (Yes,No)
Neo

Data Sectioen

3.000 0.500 2.300
4.000 0.500 2.300
5.000 0.500 2.200
6.000 0.500 2.250
8.000 0.500 2.300
10.000 0.500 2.320
12.000 2.000 2.380
16.000 2.000 2.400
20,000 2.000 2.500
25.000 2.000 2.600
30.000 2.000 2.700
40.000 6.000 2.800
50.000 6.000 2.900
60.000 6.000 3.000
80.000 6.000 3.000

User Starting Model Available (Yes/No)
Yes
Fix Parameters (Yes/No)

No
Number of model layers
2
Model Parameters
2.300 5.000
2.600

Inversion results
Initial Model
Number of model layers

2
Layer Resistivity Thickness
1 2.300 5.000
2 2.600
Data Spacing App. Res.
i 3.000 0.500 2.307
2 4,000 0.500 2.307
3 5.000 0.500 2.322
4 6.000 0.500 2::337
5 8.000 0.500 2.371
6 10.000 0.500 2.401
7 12.000 2.000 2.430
8 16.000 2.000 2.476
9 20.000 2.000 2.508
10 25.000 2.000 2.534
11 30.000 2.000 2.551
12 40.000 6.000 2.570
13 50.000 6.000 2.580
14 60.000 6.000 2.586
15 80.000 6.000 2.592

Initial model resistivity % RMS error
74313

Type of data constrain

0

Type of model constrain

0

SEV P




Schiumberger test
Schlumberger array

Number of datum points is 17
Resistivity

Resistivity data

Error in measurements not available.
No. a Spac. b Spac. App. Res.
3.00 14.00

4.00 13.00

5.00 12.80

6.00 12.00

8.00 11.80

10.00 11.50

1200 12.00

16.00 12.00

20.00 12.00

25.00 12.80

30.00 13.00

40.00 13.80

50.00 14.80

60.00 15.00

80.00 16.00

100.00 15.00

17 120.00 13.00

User Starting Model Available (Yes/No)
yes

User Starting model available.
Some parameters fixed.
Number of model layers is 3.
Resistivity Thickness

SEYE

S whe =1 - E- ISR R 5 I A L

21.430 1.000
11.660 12.000
16.250

-Convergence limit is 0.002¢

Reading of data file CARES1D\schlum4.DAT completed.




Iteration 1

Thickness

a0 NNNNNMNODCDOD DO OO

Thickness

5.845

.500
-500
.500
.500
.500
.500
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

7.385

.500
.500
.500
.500
.500
.500
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Layer Resistivity
1 2:203

2 2.888
Data Spacing App. Res.
i 3.000

2 4.000

3 5.000

4 6.000

5 8.000

6 10.000

7 12.000

8 16.000

9 20.000

10 25.000
11 30.000
12 40.000 .
13 50.000 ©
14 60.000

15 80.000 |,
Resistivity % RMS error

3.224

Iteration 2
Layer Resistivity
1 2.257

2 3. 017
Data Spacing App. Res.
1 3.000

2 4.000

3 5.000

4 6.000

5 8.000

6 10.000

7 12.000

8 16.000

9 20.000
10 25.000
11 30.000
12 40.000
13 50.000
14 60.000
145 80.000

OO NNDNMNMNNOCOOD O OO

.000

Resistivity % RMS error

2.6895

Iteration 3

Layer Resistivity

E
2
Data

DO ~J oW W

(ts)

11
12
13
14

2.262
3.090

Thickness

8.643

Spacing App. Res.

3.
4.
L1
6.
8.
10.

12

16.
20.
25:
30,
40.

50

60

000
000
000
000
000
000
.000
000
000
000
000
000
.000
.000

STV NN OO D OO O

.500
.500
.500
.500
.500
.500
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

NN MNDNDMNDNDNDNDMNDNDNDNDND [SSARASINAS BNAS T IS IS S I S R S ST S I ST (ST

MR MNODMNDMNDNDMNDNDNDNDNDNDND

.212
w2 Ll
e b
256
w10
.366
.423
.524
.602
.672
721
.780
.814
.834
.856

.263
.261
.275
4291
«331
.376
-427
.528
.615
.701
.765
.849
.898
.929
.964

.265
.263
- 273
.285
.316
.352
+395
.490
£ 579
.674
.750
.854
+ L9
.962

SEV P




15 80.

000

6.000

Resistivity % RMS error

2.023
Iteration 4

Layer Resistivity

Thickness
9.563

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000
6.000
6.000

i 2.262
2 3.133
Data Spacing App. Res.
1 3.000
2 4.000
3 5.000
4 6.000
2 8.000
6 10.000
7 12.000
8 16.000
9 20.000
10 25.000
11 30.000
1.2 40.000
13 50.000
14 60.000
L3 80.000

6.000

Resistivity % RMS error

1.589

3.

WMNMNMNPODNNDNNNDNDNDNNDND NN

011

.264
.263
.271
.281
.305
.3386
375
.462
-550
.648
.730
. 847
#9322
=973
.032
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PROFONDITA' m

Rivest
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be |
Prova di permeabilita’
O LUGEON

Candela
| 1:500

Amm.ne Comunale

Localita':

SCALA
H Campione a percussione
I Campione ind. a pressione
D Camplone ind. rotativo

Attrezzatura e metodo di perforazione:

I:l Campione da Vana Test

B Campione rimaneggiato

B camplone sP.T.
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Amm.ne Comunale
wocalie:  Candela

[
scaa | 1:600 o |

Attrezzatura e metodo di perforazione:
PROFONDITA' m
[] campione rimaneggiato ﬂ Campione a percussione () LEFRANC Rivest | Foro
. Campione S.P.T. I Campione ind. a pressione Prova di permeabilita’
l) campione da Vana Test [] camptone md. rotative O eon
R
=] = ] i %
E £ ¥ o g v = ¢
Pielieg. 3] 2 ] y |2 :
&% s |& 8 b B DESCRIZIONE LITOLOGICA ] nor s E o
@ E w & a1 o | i P e e 5 t
t m ° s & F &
i e c R t i a g
] n k Q m e d ¥ g
4 t e o a u d i
o el 1 % x o a o
1.50] 1.50 argilla (resistivita = 6.8)
48.00 T

- — Argille (resistivita =4.2 ohm)

48.50

50.5( - =
Argille{resistivita =7.2 ohm/m)




Amm.ne Comunale
Leaalita: Candela

scaa | 1:600 s | sondaggion. | SEV
Attrezzatura e metodo di perforazione: LIVELLI ACQUA
] ] ] PROFONDITA' m SERA MATTINO
(] campione rimaneggiato n Campione a percussione () LEFRANC Rivest | Foro Datz H Data H
B campione sp.T. I Camplone ind. a pressione Prova di permeabilita’
I] Campione da Vana Test D Campione ind. rotativo O LUGEON
R
= - - i %
= -3 5
Pfafa3, £e| B c | L :
w B - 3 5 a a r
g% g | g sk g DESCRIZIONE LITOLOGICA ol nor & B o
I E [ -1 o o i P e = ° s t
t m ° s & i F a
i e < R t i P a g
e n k Q m e d - f ]
4 t e D a s u T d i
= B o 1 % X n A n

L%, =
4.00 o ..‘
5.00

45.00

Ghiaia in matrice sabbiosa(

120 ohmim)

aabbia limosa (resistivita =31 ohm)

Argilla imosa(resistivith =14ohm/m)




Amm.ne Comunale
Localia: Candela

scawa | 1:600 Daw
|
Attrezzatura e metodo di perforazione:
PROFONDITA' m
[ ] campione rimaneggiato [| campione a percussione () LEFRANC Hoest | Foro
B campione SP.T. . Camplone ind. a pressione Prova di permeabilita’
] campione da Vana Test (| campione ind. rotative O Luceon
R
& . i %
o g ] 1 b= v & c
£faieTa B3| £ | e :
&% g | € iR E DESCRIZIONE LITOLOGICA v nor g E o
v £ L (8] o i P e ] o t
t m o s & F a
i e € R t i a ]
s | n K a m e d I g
r t e D a s u d i
s -y o t % X o a o
1007 TOU~ R suolo matrice fimo argiltosa (resistivita = 21 ohm/)
11.00
Argille (resistivit2 =11 ohm)
12.00
148.00

Argille grigic azzurre(resistivitd =16 ohm/m)

-




Amm.ne Comunale

£0.00

Argille grigio azzurre (resistivith =10 ohm)

Localit:  Candela
I ]
scaa | 1:600 | Daw | Sondaggio n. SEVF
Atirezzatura e do di perforazione: LIVELLI ACQUA
PROFONDITA' m SERA MATTINC
[] campione rimaneggiato [l campione a percussione (O) LEFRANC Rivest | Foro Tata H Dt ™
B campionesp.T. B campione ind. a pressione Prova di permeabilita’
I:I Camplone da Vana Test D Campione ind. rotativo o LUGEON
R
= - E i %
o g g |E o v K] c
g = C | e v =
€ -E E} gﬂ :EE .5. g [ a s a B :
&% 2 |8 5k ] DESCRIZIONE LITOLOGICA vl "o g E e
“ | B w 2 o} o | i P e e E s ¢
t m o s ‘ E a
i L] © R t i P a g
e n k Q m e d " I g
r t e ] a2 s u T d i
] 0 1 5% X 0 a o
U suolo matrice limo argiiosa (resistivita = 27 ohm/)
59.00




Amm.ne Comunale

Locatiz:  Candela
SCALA '11600 Data L Sondaggio n. SEV
Attrezzatura e metodo di perforazione: LIVELLI ACQUA
PROFONDITA' m SERA MATTINO
[T campione rimaneggiato [l campione a percussione () LEFRANC Rivest | Foro Datz " et H
B campione SP.T. l Camplone ind. a pressione Prova di permeabiltta’
W] campione da Vana Test [l campione ind. rotativa O Luceon
R
= % - i %
] ] v . ¢
sE lEg5 | go E 3 v E: &
$EFIgflEsl g8 & 2| A g 5
&% g | £ 8 E g DESCRIZIONE LITOLOGICA e nor S E o
@ E w 8 5] o | i P e e S s t
t m o s & . F a
i . c R t i P L] [}
e n k Q e d - t g
vl . o o T a |
ry o 1 5 o P n

14.00

15.00

Suolo in matrice sabbiosa(resistivita 45 ochm/m)

argilla limosa (resistivita =15 ohm)

Argilla grigio azzurra(resistivita =Sohm/m)

sabbie( resistivita100 ohm/m)




Amm.ne Comunale

Candela

Localita”:

SEV

Sondaggio n.

pea |_

1:600

SCALA

LIVELLI ACQUA
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Rivest.
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atura ¢ metodo di perforazione:

Attrezz

[l campione a percussione () LEFRANC

D Campione rimaneggiato
B campione s.p.T.

Prova di permeabilita’

l Camplone ind. a pressione

OLIKION

D Campione ind. rotativo

[] Camplone da Vana Test
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Amm.ne Comunale

Localia:  Candela
SCALA 1:600 Data l —I Sondaggio n. SEV |
Attrezzatura e metodo dl perforazione: LIVELLI ACQUA
. PROFONDITA' m SERA MATTINO
[] campione rimaneggiato Il campione a percussione (O LEFRANC Rivest | Foro Data H Datz H
I campione SP.T. l Campione ind. a p Prova di permeabilita’
l] Camplone da Vana Test D Campione ind. rotative O LUGEON
R
- 5 - i %
| 4 = v 3
a g g 3 2 E o c e v K] :
o E :E Hg 2 o B a s a E r
& % g |2 5k g DESCRIZIONE LITOLOGICA Pole R s 8 o
& £ w & 6] o | i P . e E s 1
t m a 5 5 F a
i e < R t i P a ]
L] o k Q m 8 d H I g
r t a D a s u T d i
I3 0 1 % L o A o
1.50] 1.50 [} .o Suolo in matrice argillosa(resistivith 24.8ohm/m)
10.80 —
argilla limosa (resistivita =15 ohm)
12.30 =
37.74

Argilla (resistivita =9chm/m)




Amm.ne Comunale
Localia:  Candela

scaLa | 1:600 ‘ pw | i

Attrezzatura e metodo di perforazione:
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suolo matrice limo argillosa (resistivita =21ohms)

terrazzo fluviale ghiaia e sabbia (resistivitd =110 ohm)

Argilla imosa(resistivita =26.01 ohm/m)
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60.00 _ n
argilla (resistivita 2.8 ohm/m)




Amm.ne Comunale

Lecalita:  Candela
scaa | 1:600 | Data Sondaggio n. SEV
Attrezzatura e metodo di perforazione: LIVELLI ACQUA
PROFONDITA' m SERA MATTINO
D Campione rimaneggiato ﬂ Campione a percussione O LEFRANC Rivest. oo, | Data H Darz H
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5.20

42.5(

ghiaia e sabbia (resistivita =1640hm/)

sabbia (resistivitd =46 ohm)

Argilla limosa(resistivith =21.5 ohm/m)
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Amm.ne Comunale
Localita”:

I Campione ind. a pressione
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DESCRIZIONE LITOLOGICA

argilta (resistivita =3.1 ohm)

Argilla (resistivita
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Attrezzatura e metodo di perforazione:
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